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Przedmiotem wynalazku jest mikrometr z elek-
tronicznym odczytem cyfrowym i mechanizmem do
korekcji bltedow Sruby mikrometrycznej umozliwia-
jacy dokonywanie odczytu wyniku pomiaru prze-
suniecia liniowego na elektronicznych wskaznikach
cyfrowych oraz zautomatyzowang rejestracje wy-
niku lub jego dalsze przetwarzanie w urzgdzeniach

wspoélpracujgcych.
Dotychczas do pomiar6w przesunie¢ liniowych
stosowany jest powszechnie mechanizm §ruby

mikrometrycznej z nakretkg zwany mikrometrem.
Pomiaru dokonuje sie przez odczytanie polozenia
podzialki umieszczonej na obrotowej tarczy lub
bebnie wzgledem nieruchomego przeciwwskaznika.
W warunkach nowoczesnej techniki wymagajgcej
szybkiego dokonywania duzych ilosci dokladnych
pomiaréw opisany mechanizm jest nieprzystoso-
wany do spelnienia tych zadan. W zwigzku z tym
powstaly konstrukcje, w Kktérych z elementem
obrotowym zespolu $§ruba — nakretka sprzezona
jest tarcza pomiarowa przetwornika analogowo-cy-
frowego zwana tarczg kodowsg lub impulsows.

W konstrukcjach tych w miare przesuniecia linio-
wego jest odczytywana przez przetwornik kombi-
nacja sygnaléw z poszczegblnych Sciezek tarczy
kodowej lub cigg impulséw elektrycznych, a wynik
pomiaru moze by¢é przedstawiony na elektronicz-
nych wskaznikach cyfrowych lub automatycznie
zarejestrowany. Istnieje wiele rézinych rozwigzan
konstrukcyjnych ‘mechanizméw $ruba — nakretka
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wspoéipracujgcych z przetwornikami analogowo-cy-
frowymi. R6znig sie one miedzy sobg konfiguracja
i wspétdziataniem podstawowych cze$ci sktadowych
mechanizmu $Srubowego i przetwornika. Konstruk-
cje zlozone z mikrometru i przetwornika wykazuja
niedomagania spowodowane tym, Ze wymagany jest
obrét elementu pomiarowego przetwornika przy
pomocy $ruby mikrometrycznej, ktéra sama oprocz
ruchu obrotowego wykonuje réwniez przy pomiarze
liniowe przesuniecie poosiowe.

Dodatkowym skomplikowaniem konstrukeji,
utrudniajacym prawidlowo$é dziatania jest fakt, ze
do niektérych podstawowych elementéw przetwor-
nika, a mianowicie do oSwietlacza oraz czujnika
fotoelektrycznego i ukladéw elektronicznych, muszg
by¢ doprowadzone z zewnatrz przewody -elek-
tryczne.

Celem wynalazku jest usuniecie oméwionych wad.

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie kon-
strukeji mikrometru z elektronicznym odczytem
cyfrowym i mechanizmem do korekcji bltedéw $ru-
by mikrometrycznej, w ktéorym ruch obrotowy
Sruby jest przenoszony na pomiarowg tarcze prze-
twornika za poSrednictwem zabierakowej tulei po-
siadajgcej prowadnice, o ksztalcie stanowigcym
odzwierciedlenie biedéw Sruby mikrometrycznej.
Zabierakowa tuleja zwigzana jest sztywno z mi-
krometryczng $ruba i pokretlem, natomiast tuleja
tarczy ma zabierakowy zaczep wpasowany suwli-
wie w prowadnice zabierakowej tulei.
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Mikrometr z odczytem cyfrowym wedlug wy-
nalazku odznacza sie zwartg budowg i umozliwia
osiggniecie wysokiej dokladno$ci pomiaru. Przez
zastosowanie tulei zabierakowej z prowadnicg i za-
czepu zabierakowego umozliwione jest obracanie
tarczy pomiarowej przetwornika przy zachowaniu
ustalonego potozenia poosiowego tej tarczy i wspol-
pracujgcych z nig innych elementéw przetwornika
analogowo-cyfrowego wzgledem obudowy mikro-
metru. Wyjscia elektryczne przetwornika zrealizo-
wane sg bez udzialu stykéw Slizgowych i bez gie-
cia przewodéw w trakcie przesuwania sie $ruby
mikrometrycznej. Mechanizm korekcyjny pozwala
skompensowac¢ bledy powstajgce przy wykonywa-
niu $§ruby mikrometrycznej. Usuniecie tych btedéw
przez podniesienie dokladno$ci wykonania Sruby
jest trudne technologicznie.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
ktadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
przekréj wzdiuzny mikrometru. W obudowie 6 osa-
dzona jest nieruchomo nakretka 5 wspoipracujgca
z mikrometryczng Sruba 1. Na jednym koncu mi-
krometrycznej Sruby 1 zamocowane jest pokretto 2
i zabierakowa tuleja 3 z prowadnica 4. Drugi ko-
niec mikrometrycznej Sruby 1 stuzy do podparcia
stolika z przedmiotem mierzonym. W obudowie 6
ulozyskowana jest tuleja 7 z pomiarowg tarczg 8,
na ktérej naniesiona jest podziatka impulsowa lub
kodowa. Tuleja 7 ma zabierakowy zaczep 9. Zabie-
rakowy zaczep 9 wprowadzony jest w prowadnice 4.
W obudowie 6 zamocowane sg po jednej stronie
pomiarowej tarczy 8 oswietlacz 10, a po drugiej
stronie fotoelektryczny czujnik 11 i elektroniczne
uklady 12. Przewody elektryczne o$wietlacza 10
i elektronicznych ukladéw 12 wyprowadzone sg na
zewnatrz obudowy 6. Przy obrocie mikrometrycznej
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Sruby 1 zabierakowa tuleja 3 z prowadnicg 4 i za-
bierakowy zaczep 9 przenoszg ruch obrotowy mi-
krometrycznej Sruby 1 na tuleje 7 i osadzong na
niej pomiarowg tarcze 8. Przesuwanie poosiowe
mikrometrycznej $ruby 1 mozliwe jest dzieki temu,
ze zabierakowy zaczep 9 porusza sie w prowad-
nicy 4.

W czasie obrotu pomiarowej tarczy 8 w foto-
elektrycznym czujniku 11 ma miejsce odczytywa-
nie sygnatéw odpowiadajgcych kolejnym dziatkom
elementarnym podzialki pomiarowej tarczy 8 oraz
ich dalsze przetwarzanie przez elektroniczne ukla-
dy 12. Powierzchnia prowadnicy 4 prowadzgca za-
bierakowy zaczep 9 uksztaltowana jest tak, ze kom-
pensuje bledy skoku mikrometrycznej Sruby 1,
dzieki temu, Ze przy poosiowym przemieszczaniu
mikrometrycznej S$ruby 1 nastepuja zmiany we
wzajemnym potozeniu katowym mikrometrycznej
sruby 1 oraz pomiarowej tarczy 8 proporcjonalne
do bledéw Sruby.

Zastrzezenie patentowe

Mikrometr z elektronicznym odczytem cyfrowym
z wbudowanym analogowo-cyfrowym przetworni-
kiem kgta obrotu mikrometrycznej $ruby na liczbe,
w ktérym w czasie pomiaru mikrometryczna Sruba
przemieszcza sie liniowo wzgledem nakretki i nie-
ruchomej obudowy mechanizmu, znamienny tym,
ze na mikrometrycznej Srubie (1) jest zamocowana
zabierakowa tuleja (3) posiadajgca prowadnice (4),
w ktérej umieszczony jest zabierakowy zaczep (9)
zamocowany do ulozyskowanej obrotowo i nieru-
chomej poosiowo tulei (7) z tarczg pomiarowsg (8),
za pomocyg ktoérego ruch obrotowy mikrometrycznej
Sruby (1) jest przenoszony na tarcze pomiarowg {(8).
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